NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 61300-2-14
STAN DARD Deuxiéme édition

Second edition
2005-10

Dispositifs d'interconnexion et
composants passifs a fibres optiqu=s --
Méthodes fondamentales d'esscis

et de mesures —

Partie 2-14:
Essais — Traitement Jde 'a huissance optique
et caractérisation du scuil de dommage

Fibre optic interconnecting devices
and passive ~omponents —
Basic tesc¢ inu measurement procedures —

Part 2-14:
Tests - Optical power handling
and ~amage threshold characterization

00 IEC 2005 Droits de reproduction réservés [0 Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni  No part of this publication may be reproduced or utilized in any
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, form or by any means, electronic or mechanical, including
électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les  photocopying and microfilm, without permission in writing from
microfilms, sans I'accord écrit de I'éditeur. the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch

CODE PRIX R
Commission Electrotechnique Internationale PRICE CODE

International Electrotechnical Commission

MexpayHapoaHas dnekTpoTexHudeckas Komuceus N )
Aynapon P Pour prix, voir catalogue en vigueur

For price, see current catalogue



https://www.stdhive.com/standards/iec-61300-2-14-ed-20-b2005-pdf/

-2 - 61300-2-14 O CEI:2005

SOMMAIRE
AV AN TP RO P O S ...t e et e e e e e e 4
1T Domaine d’appliCation ... e 8
2 REfErences NOIrMatiVES . ... e e 10
B D I NIt ONS oo 10
4 DeSCriplion GENETaAlE ... 10
4.1 Buts de I'essai de COMPOSANES .....c.iiviiiiiiii e 10
4.2 Méthodes ULIlISEES ... 12
4.3 PréCaUliONS ..o e 12
LT |V = L =T = TIPS N ST 12
5.1 UNItE SOUICE (S) couiiniiiiiiii it e e 12
5.2 UNit€ déteCtuUr (D) . ..iviiiiiii e e 14
5.3 Chambre climatique. ... ... e 14
5.4  AcqQUuIisition de dONNEES .. ...iviiiiiiiii i s e s 14
5.5 Dispositif de couplage ..o e 14
5.6  Li@iSONS te€MPOTaIreS ..vuieiiii e T e 14
5.7 Dispositifs de SECUNTE ... e 14
B  ProCedure A eSSai i T e 16
6.1 Préparation des spécimens ...............ccooi D e 16
6.2  PréconditionnNement. ... ... 16
6.3 Mesures initiales ... e 16
SR S |V 1= 4 o Yo L= e PSRN 16
8.5  METhOE 2 ..o e e 22
6.6 MEIhOdE B ... e 24
8.7 REPIISE it e e e 24
6.8  MeSUres fiNales ... e 24
S 1= Y=Y 1 - P 24
8 Détails a spécifier....... 2 T ST TP 24
Annexe A (informative). Contexte de la méthode d'essai......oovvveiiiiiiiiii 28
Annexe B (informativ2) Critére de réduction.........c.coiiii i 32
L] o] 10T = Yo £ = P 38

Fiqur= 1 - Montage d'essai de caractérisation du seuil de dommage et de

'écouleni 3Nt @ grande PUISSANCE ...t e e 16
Figure 2 — Logigramme de I'essai @ CoUrt terme ... ...ooiiiiiiii e 20
Figure 3 — Logigramme de I'essai @ loNg terme .. .. ..o 22
Figure B.1 — Graphique de réducCtion ...........ooiiiiiiiiii e 34

Tableau B.1 — Critére de rédUCHION ... e 36


https://www.stdhive.com/standards/iec-61300-2-14-ed-20-b2005-pdf/

61300-2-14 © |IEC:2005 -3-

CONTENTS
FOREWORD ...ccuiii ettt et e e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e s e e e et nerenns 5
LS T o7 o o 1= TP 9
2 NOIrMatiVe FefErENCES o 11
3 D NIt ONS Lo e 11
4 General deSCriPtiON ... e 11
4.1  Purpose of the component teSt.......ociiiiiiii i 11
4.2 PrOCEAUIES et e 13
4.3 PreCaULIONS (.o e 18
Lo T N o o - 1 = (U3 AP S 13
5.1 SOUIMCE UNIE (S cuiiiiiiiiii i e TR 13
5.2 DeteCtor UNit (D) ... e 15
5.3  Environmental chamber. ... ... 15
5.4 Data acquUIsSItion ... s e s 15
5.5 Branching deviCe.........ccoiiiiiiiii e e 15
5.6 TemMpPOrary JOINTS ..o T e 15
5.7  Safely deViCes ... e 15
B TeSt PrOCEAUIES ..ot e e 17
6.1 Preparation of specimens...............cocoi G e e 17
6.2  PreCoNnditionNing ..o s 17
6.3 Initial MeasuremMeENts ... ..o e 17
G S Y 1Y d o o o [ PSRN 17
8.5  MethOd 2 ..o e e e 23
8.6  Method B .o T et 25
R A = U= Yo7 0 1Y =T PP 25
6.8  Final MeasSUremMeNntS ... .o e 25
A 1=V 1 PP 25
8 Details to be specCified i 25
Annex A (informative;Background to the test method ..., 29
Annex B (informative) [Cerating Criteria ...... ..o 33
L] o 10 Yo = Yo £ 39
Fiqur~ 1 - High power handling and damage threshold characterization test set up.............. 17
Cigu 2 - Flowchart of short-term test ... 21
Cigure 3 — Flowchart of long-term test.... ..o 23
Figure B.1 — Derating Chart . ..o e e 35

Table B.1 — Derating Criteria .......oou i 37


https://www.stdhive.com/standards/iec-61300-2-14-ed-20-b2005-pdf/

8)

—4 - 61300-2-14 O CEI:2005

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION
~ ET COMPOSANTS PASSIFS A FIBRES OPTIQUES -
METHODES FONDAMENTALES D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 2-14: Essais — Traitement de la puissance optique
et caractérisation du seuil de dommage

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mondiale d nc mal sation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la C=l). La CEIl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisaticy dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités — »ublie des Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécificctinor s accessibles au
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommeés "Publication(s) de la CEI"). Leur élabc-ation « st confiée a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le suje’ trai." pe!t participer. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en !~isoi. 2 ec la CEl, participent
également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation Inter »:itior. 2le de Normalisation (1SO),
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions tec/ niques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donn! ~les Comités nationaux de la CEI
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

Les Publications de la CEl se présentent sous la forme de recom. ~anr ations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de la CEIl. Tous les ~ffoi = raisonnables sont entrepris afin que la CEl
s'assure de I'exactitude du contenu technique de ses publicaticns; .a CEl ne peut pas étre tenue responsable
de I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui e'i est fai.e par un quelconque utilisateur final.

Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Cu.>cs nationaux de la CEl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de la CEl dans leurs publications
nationales et régionales. Toutes divergences e tre toutes Publications de la CEl et toutes publications

«

nationales ou régionales correspondantes doive \t.é&.-e inciquées en termes clairs dans ces dernieres.

La CEl n’a prévu aucune procédure de.mcriage valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité pour les équipements décl  rés conformes a une de ses Publications.

Tous les utilisateurs doivent s'assurer ( 'ils =unt en possession de la derniére édition de cette publication.

Aucune responsabilité ne doit étre imputée a la CEl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compris ses exne, . narticuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la CEl, pour toit r.éiudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque natyre e ‘e soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les dépensc * découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre Publicatior ('~ la ©EI, ou au crédit qui lui est accordé.

L'attention est attirée sur es références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatc re pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est at.~ée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de. drc'ts ae propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de 1ie pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Narn e internationale CEI 61300-2-14 a été établie par le sous-comité 86B: Dispositifs
d'in‘ercoi.nexion et composants passifs a fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEl:
' ‘bres opliques.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition parue en 1997. Cette édition
constitue une révision technique. Parmi les changements techniques spécifiques introduits
dans cette nouvelle édition, figure un changement fondamental dans la méthode de mesure,
pour permettre d’élargir la méthode a des environnements de mesure différents, par exemple
des ressources d’essai limitées.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 2-14: Tests — Optical power handling
and damage threshold characterization

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardiz. t'on ~omrising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC 1. to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electron.: fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Techn cal Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter »fered to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC Natior.»l Con. nittee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. Internationc' gc sernr.ental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preoar=*on. 'FC_ collaborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordanc. with conditions determined by
agreement between the two organizations.

The formal decisions or agreements of IEC on technical matters expre=s, . s nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical < =~ittee has representation from all
interested IEC National Committees.

IEC Publications have the form of recommendations for internatio. al » se and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are naadc to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible fc  the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

In order to promote international uniformity, IEC Nationa..“ommittees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the correspondin national or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

IEC provides no marking procedure to irdiccts its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity w'th ~.n IEC Publication.

All users should ensure that they have he \.*Cst edition of this publication.

No liability shall attach to IEC or its lireciors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committec..=1d IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature wratsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of *he ub'cation, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

Attention is drawn to the Noimative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the ~orre ct application of this publication.

Attention is dr=wn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. ' IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61300-2-14 has been prepared by subcommittee 86B: Fibre optic
intercorinecting devices and passive components, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

“his cecond edition cancels and replaces the first edition published in 1997. It constitutes a
techrical revision. Specific technical changes from the previous edition include fundamental
coange of the measurement method to introduce various measurement environments such as
limited testing resources.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
86B/2204/FDIS 86B/2234/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La CEI 61300 comprend les parties suivantes, regroupées sous le titre général Disnositifs
d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques — Méthodes fondamentales d'c<sa.s
et de mesures:

Partie 1: Généralités et guide

Partie 2: Essais

Partie 3: Examens et mesures

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas-mouifiz avant la date de

maintenance indiquée sur le site web de la CEl sous «http:/i:'ebs‘ore.iec.ch» dans les
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publica’iuon sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
86B/2204/FDIS 86B/2234/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

IEC 61300 consists of the following parts, under the general title Fibre optic intercornecting
devices and passive components — Basic test and measurement procedures:

Part 1: General and guidance
Part 2: Tests

Part 3: Examinations and measurements

The committee has decided that the contents of this publication will rrma.n un:hanged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http.//v.ebstore.iec.ch" in
the data related to the specific publication. At this date, the publica.an viill be

* reconfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.


https://www.stdhive.com/standards/iec-61300-2-14-ed-20-b2005-pdf/

-8- 61300-2-14 O CEI:2005

DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION
. ET COMPOSANTS PASSIFS A FIBRES OPTIQUES -
METHODES FONDAMENTALES D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 2-14: Essais — Traitement de la puissance optique
et caractérisation du seuil de dommage

1 Domaine d’application

Le but de la présente partie de la CEI 61300 est de proposer une méthode permet.ant de
déterminer la robustesse d'un composant ou d'un dispositif d'interconnexion pesii.a ores
optiques contre les dommages dus a la puissance optique.

Ses objectifs sont en particulier les suivants:

e caractériser la robustesse des composants, a la fois a court et & 1\ong .erre, contre les
dommages dus a la dégradation ou aux meécanismes de cetcillance induits par la
puissance optique;

e fournir les données nécessaires pour assurer que les -~olnposants sont exposés a des
niveaux de puissance optique adaptés qui ne dégradent ba: leurs performances;

« identifier les composants sujets a une dégradation irré ‘ers ble.

La méthode d'essai décrite dans cette norme est strucurée de la maniére suivante: si I'option
de «caractérisation compléte» est réalisée, le cempasant est caractérisé et il ne sera pas
nécessaire de procéder a de nouveaux ess<iZ si des changements d'applications
interviennent dans le futur.

Par exemple, une des maniéres d'avprehender la question de la caractérisation de la
puissance optique consiste a soume'ire un composant a un essai au niveau de puissance et a
la longueur d'onde spécifiques e:xy 'e's le composant sera exposé dans une application
donnée. Bien que les essais d!' composant a la dite puissance/longueur d'onde puissent
indiquer la robustesse du comy2sant dans I'application spécifique concernée, si le composant
est envisagé pour une 7ut’e application, les essais ne sont pas répétés aux autres
puissances/longueurs d'onJe. Toutefois, si le composant est complétement caractérisé a
toutes les longueurs d'or.des applicables et que le niveau maximal d'écoulement de puissance
a ces longueurs d'aidex est identifié, alors toutes les informations nécessaires pour évaluer
la bonne adaptation 't zomposant a une application sont disponibles.

Les résuliats de 1a méthode d'essai de caractérisation compléte décrite dans cette norme
donnent les caractéristiques du composant en essai. Ces caractéristiques servent de base
pour la‘détermination des niveaux de puissance auxquels le composant peut étre exposé de
manitre fiable. Elles définissent essentiellement I'cenveloppe de la zone de fonctionnement»
nou..le ccmposant concerné.

Comme certaines contraintes (a savoir, de temps, de colt, de disponibilité des équipements)
limitent souvent l'aptitude a réaliser la caractérisation compléte, des méthodes d'essais
alternatives ne réalisant qu'une partie de I'essai complet sont indiquées dans cette norme.

Les méthodes d'essai contenues dans cette norme sont destinées a évaluer la robustesse
des composants dans les conditions d'utilisation normale pour lesquelles ils sont congus.
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FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 2-14: Tests — Optical power handling
and damage threshold characterization

1 Scope

The purpose of this part of IEC 61300 is to characterize the robustness of a fibru. optic
passive component or interconnecting device against damage from exposure to c»ticol power.

Specifically, the objectives are to:

e characterize both the short term and the long term robustness o, .combjonents from
damage due to optical power induced degradation or failure mechanicms;

« provide data necessary to ensure that components are expo.ed o appropriate optical
power levels that will not degrade their performance;

< identify components prone to irreversible degradation.

The test procedure described in this standard ‘is .(tructured such that, if the ‘full
characterization’ option is performed, the compone: t w.'l be characterized without the need
for re-testing should future applications change.

For example, one way to approach the issue of optical power characterization is to test a
component at a specific power level and weaelength to which the component will be exposed
in a specific application. While testing ‘=f ‘he component at that power/wavelength may
indicate the robustness of the componcn. in that specific application, if the component is
considered for another application’ t*.e tests will need to be performed again at other
powers/wavelengths. However, ¢ t. e component is fully characterized at all relevant
wavelengths, and the maximum How=r handling level at those wavelengths is identified, then
all the information required tu 2ssess the suitability of the component in any application is
available.

The results of the fii!'' cir.aracterization test method in this standard will be a rating of the
component under tost. This rating forms the basis of determining the power levels to which
the component can = exposed in a reliable manner. It essentially defines the “operating
region envelor.e’ for the component.

Since there \viill often be constraints (that is, time, cost, equipment availability) that limit the
ability 1» perform the full characterization, alternative test methods are outlined in this
stenaard that perform only a subset of the full test.

The test methods contained in this standard are intended to assess the robustness of
cumponents in their normal use conditions for which they were designed.
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2 Reéférences normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60825-1: Sécurité des appareils a laser — Partie 1: Classification des matériels, prescrip-
tions et guide de I'utilisateur (en anglais seulement)

CEI 61300-1: Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiquses -
Procédures fondamentales d'essais et de mesures — Partie 1: Généralités et guide

CEI 61300-3-1: Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiyues —
Méthodes fondamentales d'essais et de mesures — Partie 3: Examens et mesui?s - Ex=men
visuel
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2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this standard. For
dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of
the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60825-1: Safety of laser products — Part 1. Equipment classification, requirements and
user guide

IEC 61300-1: Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
measurement procedures — Part 1: General and guidance

IEC 61300-3-1: Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
measurement procedures — Part 3: Examinations and measurements — Visual examination





